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	平成27年度第4回半導体エレクトロニクス部門委員会第1回講演会・見学会
	主　催： 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会
	期　日： 平成28年1月30日 (土)
	会　場： 福井大学文京キャンパス 工学部総合研究棟13階大会議室
	<アクセス　http://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/outline/access.html>
	参加費： 無料

